
证 书 号 第 6769082号

外观设计名称:Ⅹ 荧光元素分析仪 (ED昀 80OB)

设  计  人:李小福 ;朱翌

专  利  号:ZL⒛2130045288.5

专利 申请 日:2021年 01月 21日

专 利 权 人:佳谱仪器 (苏州)有限公司

地   址:215000江苏省苏州市苏州高新区紫金路85号 3号楼 3楼

授权 公告 日:2021年 08月 10日 授权 公告号:Ⅲ 306747932S

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查,决定授予专利权,颁发外观

设计专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十

年,自 申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专

利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。
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外观设计专利证书
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其他事项参见背面


